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1 简介

光纤光谱仪应用范围涵盖光学显示、材料、化学、生物等学科范围，应用端多用于测试样

品透过率、反射率、吸收度等光谱参数，下面介绍了一种反射率测量系统。反射率是指入射到

材料表面的光在样品表面上的反射率。光滑的表面具有较高的镜面反射率，入射光线沿同一方

向反射。粗糙或无光泽的表面具有漫反射，入射光向各个方向散射，光在大多数物体表面的反

射则介于两者之间。

光纤光谱仪通常以比较法来测定光谱的透过率或反射率，即参考样品与样本在相同波长上

反射或透射的单一颜色的辐射能量，以测定样本的透过率或反射率。

R=(sample-dark)/(Ref-dark)*100

R为反射率，sample为样品反射强度值，Ref为参考样本反射强度值，dark为背景数据。

2 配件清单

光谱仪 AMOS-UVNIR 光源 LBDH2000

漫反射光纤探头 LB-P-TIP 漫反射参考板 LBSTD-WS
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光纤跳线MMC400H-0.22-SMA-2 USB转 Type-C 连接线 U盘

配件名称 产品型号 数量

光谱仪 AMOS-UVNIR 1

光源 LBDH2000 1

漫反射光纤探头 LB-P-TIP 1

漫反射参考板 LBSTD-WS 1

光纤跳线 MMC400H-0.22-SMA-2 2

USB转 Type-C 连接线 / 1

U盘 / 1

3 反射式测量系统介绍&组装

3.1 主要配件介绍

 光谱仪：工作波长为 200-1100 nm，光学分辨率为<1.3 nm@546 nm；

 光源：氘卤二合一光源，工作波长为 190-400 nm&360-2500 nm，360-2500 nm波段的输出

光强可调节；

 漫反射光纤探头：45度角+90度角，可加载2个10mm直径的滤光片，波长范围185~2500nm，

接口 SMA905；

 漫反射参考板：适用 200-2500 nm光谱波段，高品质 PTFE材质，93%以上的反射率，用

于反射率测量的标准漫反射参考物

 光纤跳线：工作波长为 200-1200 nm，400 μm芯径，SMA905输出接口；

3.2 样品光谱测试

接下来将举例如何使用漫反射光纤探头测试粗糙表面的反射光谱

1、依次将光源、光纤跳线、漫反射光纤探头、光谱仪按照图 1 方式连接
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图 1 测试反射光谱系统连接图

2、将漫反射参考板放置在漫反射光纤探头的采样口，作为反射测量的参考物；

3、将光谱仪与计算机连接，打开光谱仪软件 LBSpectra，光谱仪软件的安装包及用户手册

可在配套 U盘中找到，或者详见 LBTEK官网

https://www.lbtek.com/product/872/product_id/10118.html#AMOS-UVNIR

测量步骤如下：

打开光源，调节光源强度，在光谱仪软件上设置合适的波长范围和强度范围，即 X轴和 Y轴

的范围；

点击“测量”→“反射测量”，弹出“反射测量”的界面；

点击“保存参考光谱”→“下一步”；
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关闭光源，点击“保存背景光谱”→“完成”

完成软件设置后，拿掉漫反射参考板，将测试样品放置在采样口处，打开光源，即得到样品的

反射光谱；

最后，可以在软件中复制结果数据或者将结果数据保存为文件。
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